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SPECTRO 1Q

Spectro iQ - redefineste simplitatea in utilizare
Rezultate inteligente, simplitate tehnologica

oferind in acelasi timp performante analitice excelente,

Aparatul a fost proiectat pentru obtinerea de rezultate

analitice rapide §i precise, pentru controlul

proceselor industriale.




SPECTRO iQ

Rezultate inteligente, simplitate tehnologica
Collimator

Excitation Source \

Bragg Cristal @

Optimizand geometria de masurare in polarizarea
Bragg a radiatiei X (“C-Force polarization”) se
utilizeaza cu randament maxim radiatia emisa de
tubul de raze X, permitand astfel coborarea limitei de
detectie pentru elementele usoare (Na, Mg, Al, Si, P,
S si Cl).

Sensibilitatea, precizia si viteza de lucru a unui instrument analitic au o importantd majora pentru controlul
proceselor industriale. SPECTRO iQ a fost proiectat astfel incat sa satisfaca aceste conditii. SPECTRO iQ
foloseste avantajele noii tehnologii pentru a obtine rezultate extrem de precise la noi nivele de sensibilitate.
Deoarece SPECTRO iQ este livrat cu un bogat pachet de aplicatii predefinite, aveti posibilitatea de a selecta
dintre aplicatiile existente pe cea necesara domeniului dumneavoastra de activitate, evitandu-se astfel
pierderea timpului pentru creearea si dezvoltarea de aplicatii si programe analitice.

Excitarea Analize
Combinatia dintre tubul de raze X Atunci cand se analizeaza lichide, Pentru multe aplicatii, precizia in
de putere scazuta si noul sistem pudre sau chiar pelete se poate masurarea elementelor majore si
optic ,C-FORCE” asigura excitarea utiliza o fereastra de siguranta sensibilitatea in determinarea im-
optima a elementelor din proba. pentru a preveni contaminarea puritatilor, situeaza Spectro iQ, in
Astfel, geometria cristalului de instrumentului. Datorita integrarii aceeasi clasa de performanta ca
difractie (HOPG) a fost optimizata unui shutter pentru raze X, mult mai scumpele spectrometre
pentru a scurta drumul radiatiei X  schimbarea probelor se poate face  ce utilizeaza dispersia dupa
pana la proba obtindndu-se o in siguranta fara a fi necesara lungimea de unda a radiatiei X de
imbunatatire semnificativa a incetarea functionarii tubului de raze flourescenta (WDXRF). Aplicatii
performantelor analitice pentru X, imbunatatindu-se astfel fiabilitatea care inainte erau doemiul de
elementele usoare ca Na, Mg, Al, si performantele instrumentului. lucru exclusiv pentru spectrome-
Si, P, S si Cl. Pentru a imbunatati si tre WDXRF, pot acum fi efectuate
mai mult performantele la analiza prin utilizarea tehnologiei
elementelor ugsoare, camera probei Detector ED(P)XRF dezvoltata de Spectro.
poate fi vidata sau purjata cu heliu. Sistemul de detectie SDD (camera  Prin utilizarea unui colimator din
de drift cu siliciu) a fost special paladiu, Spectro 1Q este capabil
optimizat pentru aplicatii de control  sa analizeze elemente ca Zr si
Introducereghprobﬁlor al procesului, furnizand rezolutii Mo la nivele de concentratii
Pentru a veni in Spr”'m," spectrale foarte bune si putand scazute. Cu un timp de analiza
performalj’gelor deo;eblte ale contoriza un flux de radiatii ridicat. de doar céteva sute de secunde,
apa_ratuluj Spectto iQ, a qut Aceste atribute stau la baza unor se pot determina, nivele extrem
proiectata o noua gengratle de timpi de masurare cat mai scurti sia de scazute de sulf in combustibili.
cupe pentru probe. Noile cupe unei precizii excelente. Pentru o gama larga de procese

permit o pozitionare mai exacta,
ceea ce permite masuratori mai
precise.

de productie, Spectro iQ ofera
performante analitice exceptio-
nale pentru elementele usoare.



Pachetele de aplicatii

Spectro iQ poate fi livrat cu pachete
de aplicatii predefinite pentru:

- Concentratii scazute de sulf in
combustubil

- aditivi in ulei
- ciment

- zguri si deseuri

- ceramice si substante refractare

Software

Claritate, simplitate si precizie: toate
acestea reprezinta caracteristici ale
software-ului aparatului Spectro iQ.
Vor fi afigate numai informatiile de
care aveti nevoie, atunci cand aveti
nevoie de ele. Numai trei pasi sunt
necesari pentru efectuarea unei
masuratori: alegerea metodei,
identificarea probei si apasati butonul
de start! Pe langa pachetul de
aplicatii predefinite cu care
instrumentul vine calibrat,
dezvoltarea unei metode specifice se
poate face foarte usor, in cinci pasi,
cu ajutorul wizard-ului metodei. Daca —
nu sunt disponibile standarde sau
informatii despre continutul probei,
se poate utiliza metoda parametrilor
fundamentali pentru a efectua o
analiza semicantitativa, pe baza
rezultatelor acesteia putandu-se
ulterior selecta, sau dezvolta o
metoda adecvata.

General Information
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Standards
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SPECIFICATII TEHNICE

Excitare

- Tub raze X cu fereastra de iesire
si anod de Pd

- Racire cu aer

- Putere max. 50 W

- Tensiune maxima 48KV

- Optica C-force foloseste un cristal
HOPG dublu curbat

Sistem detectie

- Camera de drift cu siliciu racita
prin efect Peltier

- Rezolutie energetica: FWHM <
175 eV masurata pentru linia Ka a
Mn la o intensitate de 10.000 de
pulsuri

- Electronica si detectorul controlate
de microprocesor

- Optional colimator din Pd pentru
detecarea urmelor de Zr, Nb si Mo.
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Manipulare probe

- Cupe pentru probe de inalta precizie cu
diametre de 32, 40 sau 52 mm

- Analiza se efectueaza in aer, atmosfera de
heliu sau in vid.

- Rotirea probei (spiner) - optional, pentru
cupele de 40 mm.

Computer

- Sistem PC extern cu procesor pentium.
- Sistem de operare Windows

- Tastatura si mouse

- Monitor

- Imprimanta

Software
- XLAB Pro sub Windows, pentru controlul
functiilor spectrometrului si evaluarea datelor.

Date spectrometru

- Tensiune de alimentare 230V £ 10% AC, 50 Hz
- UPS pentru mentinerea parametrilor optimi de
lucru, chiar si in cazul unei intreruperi de
tensiune.

- Dimensiuni W x D x H 600 x 640 x 245 mm

Conditii ambientale

- Temperatura ambianta 5-30C

- Performantele specificate sunt obtinute la 20-25C
- Umiditate relativa la 25C 10-80% necondensata

- Lipsit de vapori corozivi si poluare cu praf

Optiuni

- Cupe de inalta precizie cu diameter de 32,
40 sau 52 mm

- Adaptor pentru rotirea probei (numai pentru

- Optional - Aplicatii pregatite in conformitate cu cupe de 40 mm)

metodele de testare nationale si internationale.
- Optional - Metoda parametrilor fundamentali

- Colimator de Pd alternativa la colimatorul Zr
standard

pentru scanarea probelor complet necunoscute. - Sistem vacuum, alternativa la sistemul

- Asistenta de lucru - Wizard.

standard de purjare cu heliu.




